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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I''SO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liasison avec [I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux regles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication
comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 17186 a été élaborée parjla, Gommission des essais physiquespde Wnionjinternationale des sociétés de
techniciens et chimistes du cuir (commission 1UP, TULTCS) en collaboration avec'le comité technique du Comité
européen de normalisation (CEN) CEN/TC289,, Cuir,.dont ler secrétafiat est tenu par I'UNI, conformément a
I'Accord de coopération technique entre I'ISO et le CEN (Accord de Vienne). Elle est fondée sur le document
IUP 41, qui a été a l'origine publié dans J. Soc. Leather Tech. Chem. 84, p. 389, (2000) et confirmée méthode
officielle en mars 2001.

iv © IS0 2002 — Tous droits réservés



NORME INTERNATIONALE ISO 17186:2002(F)

Cuir — Essais physiques et mécaniques — Détermination de
I’épaisseur du revétement de surface

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode pour déterminer I'épaisseur du revétement de surface
appliqué au cuir lorsque le mesurage s'effectue sous une pression nulle. Elle s'applique a tous les types de cuir.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 2418, Cuir — Essais chimiques, physiques, mécaniques et de soliditté — Emplacement de
I'échantillonnage

ISO 2419, Cuir — Essais physiques et mécaniques — Préparation et conditionnement des échantillons

3 Principe
L'essai consiste a prélever un échantillon de cuir_perpendiculaire a la.surface revétue. L'épaisseur du revétement

de surface est mesurée a l'aide d'un microscope' etrexprimée a:la fois comme une épaisseur et un pourcentage de
I'épaisseur totale.

4 Appareillage

4.1 Microscope léger ou microscope €électronique a balayage , capable d'un taux d'agrandissement d'au
moins 15 fois et équipé d'un dispositif pour prendre des photographies ou bien une échelle graduée capable de mesurer
avec une précision d'au moins 0,01 mm.

4.2 Lame de rasoir , si le microscope éclaire du dessus ou si un microscope électronique a balayage est utilisé.
4.3 Microtome , si le microscope éclaire du dessous.

4.4  Liege ou un matériau similaire, pour maintenir le cuir pendant sa découpe, si un microtome est employé.

4.5 Grille, précise au moins a 0,01 mm et utilisable avec le microscope ou le microscope électronique a
balayage.

4.6 Unité de revétement , pulvérisation ou évaporation comprenant un alliage d'or ou d'or-palladium, si le
microscope électronique a balayage est utilisé.

4.7 Embouts d'éprouvette , pour utilisation avec le microscope électronique a balayage.

5 Echantillonnage et préparation des échantillons

5.1 Echantillonné selon I'lSO 2418. Conditionné conformément a I''SO 2419.

5.2  Découper trois éprouvettes d'environ 10 mm?2, conformément a la méthode préconisée en 5.3 ou 5.4.

NOTE S'il existe une exigence de mise a 'essai de plus de deux peaux par lot, ne prélever qu’'une éprouvette par peau,
a condition que le total ne soit pas inférieur a trois éprouvettes.

© 1SO 2002 - Tous droits réservés 1
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5.3 Placer le bord tranchant de la lame de rasoir (4.2) sur la surface revétue avec la lame perpendiculaire a
celle-ci et appuyer la lame sur toute I'épaisseur du cuir en s'assurant que la lame reste bien verticale.

NOTE 1 Il est recommandé d'utiliser une lame de rasoir neuve pour chaque découpe.

NOTE 2  Une découpe réalisée selon 5.3 convient pour étre examinée sous un microscope éclairé par dessus ou par un
microscope électronique a balayage.

5.4 Placer le cuir entre deux piéces de liege ou d'un autre matériau adapté (4.4) et en découper une partie a
l'aide d'un microtome (4.3).

NOTE Une découpe réalisée selon 5.4 convient pour étre examinée sous un microscope éclairé par dessous.

6 Mode opératoire

6.1 Mesurage a l'aide d'un microscope léger équipé d'une échelle graduée
6.1.1 Etalonner I'échelle graduée du microscope (4.1) a I'aide de la grille (4.5).

6.1.2 Placer une section préparée selon 5.3 ou 5.4 sous le microscope. Positionner cette section de sorte que le
réticule ou l'une des principales graduations soit aligné avec la limite revétement/cuir. Si la limite revétement/cuir
ondule, positionner le réticule ou la principale graduation a mi-chemin entre les pics et les creux comme indiqué a
la Figure 1. Relever la valeur de I'échelle de graduation et correspondant a la surface extérieure du revétement
ou bien réaligner le réticule avec la surface externe du revétement et noter la distance de déplacement.

6.1.3 Mesurer I'épaisseur totale au méme point en positionnant la section de sorte que le réticule ou l'une des
principales graduations soit aligné avec le' c6te ‘chair ‘duw .cuir. 'Relever la valeur de I'échelle de graduation
correspondant a la surface extérieure du revétement ou bien réaligner le réticule avec la surface extérieure du
revétement et noter la distance de déplacement.

6.1.4 Convertir les relevés obtenus conformément a-6.1.2 et 6.1.3,en millimétres a l'aide du mode d'étalonnage
décrit en 6.1.1. Exprimer I'épaisseur du revétement et I'épaisseur totale a 0,01 mm preés.

6.1.5 Répéter les opérations de 6.1.2 & 6.1.4 avec les deux autres sections de cuir.

6.1.6 Calculer la moyenne arithmétique des trois épaisseurs de revétement et des trois épaisseurs totales.

Légende

1 Cuir
2 Revétement

Figure 1 — Positionnement des graduations

2 © ISO 2002 - Tous droits réservés
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6.2 Mesurage a l'aide d'un microscope léger équipé d'un dispositif pour prendre des photo graphies
6.2.1 Placer la grille (4.5) sous le microscope, photographier et effectuer un tirage.

6.2.2 Placer une coupe préparée en 5.3 ou 5.4 sous le microscope, photographier avec le méme
agrandissement qu'en 6.2.1 et effectuer un tirage.

6.2.3 A condition que la coupe et la grille aient été toutes deux photographiées avec le méme
agrandissement (6.2.1 et 6.2.2), le tirage de la grille peut étre utilisé comme le moyen de mesurer a la fois
I'épaisseur du revétement et I'épaisseur totale.

6.2.4 Positionner l'une des principales graduations du tirage de la grille a la limite revétement/cuir sur le tirage
obtenu en 6.2.2. Si la limite revétement/cuir ondule, positionner la principale graduation a mi-chemin entre les pics
et les creux comme indiqué a la Figure 1. Relever la valeur de I'échelle de graduation correspondant a la surface
extérieure du revétement.

6.2.5 Mesurer I'épaisseur totale au méme point sur le tirage en alignant une graduation principale d'échelle sur le
tirage de la grille avec le cdté chair du cuir et en prenant la valeur de I'échelle de graduation correspondant
a la surface extérieure du revétement.

6.2.6  Convertir en millimeétres les relevés obtenus conformément a 6.2.4 et 6.2.5 a l'aide de I'étalonnage décrit
en 6.2.3. Exprimer I'épaisseur du revétement et I'épaisseur totale avec une précision de 0,01 mm.

6.2.7 Répéter les opérations de 6.2.2 a 6.2.6 pour les deux autres coupes de cuir.

6.2.8 Calculer la moyenne’arithmétique des trois-épaisseurs de reveétement et'des trois épaisseurs totales.

6.3 Mesurage a l'aide d'un microscope €électronique a balayage
6.3.1 Coller une coupe préparée en 5.3 & un embout d'éprouvette (4.7) avec la surface coupée vers le haut.

6.3.2 Placer I'embout et la section dans- Iunité"de revéteirient et appliquer un revétement dor ou de
d'or-palladium.

6.3.3 Placer la grille (4.5) sous le microscope électronique a balayage, photographier puis effectuer un tirage.

6.3.4 Placer la section revétue comme indiqué en 6.3.2 sous le microscope électronique a balayage,
photographier au méme taux d'agrandissement qu'en 6.3.3, puis effectuer un tirage.

6.3.5 Positionner l'une des principales graduations du tirage de la grille a la limite revétement/cuir sur le tirage
obtenu en 6.3.4. Si la limite revétement/cuir ondule, positionner la principale graduation a mi-chemin entre les pics
et les creux comme indiqué a la Figure 1. Relever la valeur de I'échelle de graduation correspondant a la surface
externe du revétement.

6.3.6  Mesurer I'épaisseur totale au méme point sur le tirage en alignant une graduation principale de I'échelle sur
le tirage de la grille avec le c6té chair du cuir et en relevant la valeur de I'échelle de graduation correspondant a
la surface externe du revétement.

6.3.7 Convertir les relevés obtenus en millimetres conformément & 6.3.5 et 6.3.6 a l'aide de I'étalonnage décrit
en 6.3.3.

6.3.8 Répéter les opérations de 6.3.1, 6.3.2 et 6.3.4 a 6.3.7 pour les deux autres sections.

6.3.9 Calculer la moyenne arithmétique des trois épaisseurs de revétement et des trois épaisseurs totales.

© 1SO 2002 - Tous droits réservés 3
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7 Expression des résultats

Le pourcentage de revétement doit étre calculé a l'aide de I'expression :

100
=

t  estl'épaisseur moyenne du revétement en millimetres ;

T estl'épaisseur moyenne du cuir en millimétres.

8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes :

a) laréférence ala présente Norme internationale, c’est-a-dire ISO 17186:2002 ;
b) [I'épaisseur moyenne du revétement ;

c) I'épaisseur moyenne du cuir ;

d) le pourcentage de revétemeént ;

e) l'atmosphere normale utilisée pour le conditiohnement et'les essais telle que donnée dans I''SO 2419:2002
(c'est-a-dire 20 °C/65 % hr ou 23 °C/50 % hr) ;

f) tout écart par rapport a laméthode spécifiée dans la présente-Norme jinternationale.;

g) tous les détails nécessaires a l'identification de I'échantillon et tout écart par rapport a I'l'SO 2418 en matiére
d’échantillonnage.

4 © ISO 2002 - Tous droits réservés



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IS0 17186:2002
httpsy//standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/3ad61304-baf7-46ef-b9a§-
4d0c77e0a510/iso-17186-2002



	c	}þxqãî*˚�q]�èU�ª	T†´�)�6«‹C×ãþìÊDÛ]=™·™�Þ©�ø�{
ñwYòh˚4�ÚHÓ¦o3\

